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Zastosowanie mikroskopii sil atomowych do
badania sit lateralnych dziatajgcych na komorki
bakteryjne

Mikroskopia  sit  atomowych ~w badaniach
mechanizmu dziatania przeciwdrobno-
ustrojowego nanoczgstek typu rdzen-powtoka

zawierajgcych na powierzchni pochodne peptydu
PBP10

Wtasciwosci  tribologiczne i przeciwdrobno-
ustrojowe  warstw  kwasow  fosfonowych
zdeponowanych na powierzchni Ti-DLC

Statyczne pomiary AFM realizowane za pomocgq
dzwigni aktywnych
Zastosowanie mikroskopii AFM w badaniu

fizykochemicznych wiasciwosci biatek (wybrane
przyklady)

Zastosowanie AFM do monitorowania leczenia
wybranych chorob skory

Klastery boru skoniugowane z kwasami
nukleinowymi — nowy materiat dla bionano-
technologii

Metalo-ftalocyjaniny na powierzchni Ag(100):
Od monomolekularnych warstw CoPc i FisCuPc
do bimolekularnej heterostruktury

Nanowarstwy  zlota  modyfikowane  jonami
ksenonu w wysokich stanach tadunkowych

Wytwarzanie oraz wlasciwosci nanostruktur Au
| Pt na podtozu TiO»(001)

Badanie oddziatywania tytanu oraz jego tlenkow
z podlozami: Si (100), HOPG i grafen/SiC dla
zastosowan w technologii OLED

Badania KPFM MoS2 o grubosciach jednej
i kilku warstw atomowych

Cienkie warstwy Pt na Al,03(0001) i MgO(111)
Jjako podtoze dla wzrostu warstw tlenkow zelaza

Monowarstwy SAM utworzone z pochodnych
azobenzenow na powierzchni Ag(111)
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Zastosowanie metod AFM, SEM/EDS w ocenie
odpornosci ekosystemow wodnych

Sprezyste mikrodzwignie jako narzedzia do
pomiarow optomechanicznych

Mostek transformatorowy dla mikroskopu SThM

Nowoczesne sondy SPM wytwarzane
z wykorzystaniem technologii SEM/FIB

Wykorzystanie plaszczyzny plazmowej
w badaniach submikronowych niejednorodnych
materiatow i struktur

Dysypacja energii na skutek przejs¢ tadunkowych
i spinowych na zredukowanej powierzchni SrTiOs

W czasie sesji plakatowej napoje sponsoruje firma PIK Instruments.
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Optymalizacja metody kalibracji lateralnej AFM
w oparciu o sondg referencyjng

AFM jako narzedzie diagnostyczne do detekcji
transformacji nowotworowej btony sluzowej

ArmScope — metrologiczna platforma dla
Mikroskopii  bliskich oddzialywan o otwartej
architekturze

Wiasciwosci  tribologiczne i  bakteriobdjcze
powlok DLC o roznej zawartosci tytanu

Charakterystyka ilosciowa oddziatywan
specyficznych  witronektyny z syndekanem-1
I syndekanem-4 metodg dynamicznej
spektroskopii sit

Krajobraz energetyczny wigzania fragmentu
RGD w komorkach raka pecherza moczowego

Badanie oddzialywania ligand — receptor do
wykrywania przerzutow czerniaka

Struktura elektronowa bizmutenu

Elektronowe stany rezonansowe w Klasterach
| tancuchach atomowych

Grafityzacja powierzchni SiC w strumieniu
atomow krzemu

Struktura atomowa i elektronowa czgsteczki
kompleksu kleszczowego Ru na powierzchni
grafenu

W jaki sposob (nie) badac cienkich warstw tlenku
grafenu — wphyw procesu pomiaru na materiat

Nanostruktury magnetyczne na bazie zelaza
| kobaltu na podstawie obliczen DFT i Monte
Carlo

Ultracienkie studniach

kwantowych Pb

warstwy Sb  na

Nanowstgzki grafenowe w wieloprobnikowych
pomiarach transportowych STM

Wykorzystanie technik skaningowej mikroskopii
bliskich oddziatywan do badania
wielowarstwowych wydrukow Ink-Jet na potrzeby
elektroniki elastycznej
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Niskoszumowa glowica laserowa do badania
zachowan  mechanicznych ~ mikrobelkowych
czujnikow MEMS

Konstrukcja Niskobudzetowego Mikroskopu Sit
Atomowych

Wykorzystanie technik mikroskopii korelacyjnej w
obserwacji  zmian wlasciwosci  powierzchni
spowodowanych dzialaniem czynnikow
zewnetrznych

Organiczne ogniwa stoneczne tworzone metodg
rozciggania roztworu

W czasie sesji plakatowej napoje sponsoruje firma Sigma Surface Sci.



